Elektronovy mikroskop

Elektronovy mikroskop je moderni zobrazovaci zafizeni, které na rozdil od svételného
mikroskopu vyuziva k zobrazeni vlastnosti zkoumaného vzorku urychlené elektrony.

Zameérneé je pouzit termin svételny mikroskop, na rozdil od terminu opticky mikroskop, ktery by
se na prvni pohled nabizel. Je nutné si uvédomit, ze jak klasicky mikroskop, tak elektronovy
mikroskop jsou opticka zarizeni. Proto je na zd{raznéni rozdilu lepsi pouzivat termin svételny
mikroskop.

V soucasné dobé existuji dva zakladni typy elektronovych mikroskopU:

1. skenovaci elektronovy mikroskop (Scanning Electron Microscope, SEM) - nékdy se mu
téz rika rastrovaci elektronovy mikroskop a pouziva se k zobrazeni povrchu daného
vzorku;

2. transmisni elektronovy mikroskop (Transmission Electron Microscope, TEM) - pouZziva
se k zobrazeni vnitrfni struktury daného vzorku.

Prvni typ elektronového mikroskopu vyvinuli v roce 1931 némecti inzenyfi Ernst Ruska a Max
Knoll.
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